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Microscope a Source Ponctuelle (PSM) avec Objectif 10X

Photo shown with Included 10X Nikon Objective

(. (W

Stock #73-423 1 In Stock

) 1 () enss”

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+ €24.850,00 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et draits applicables.

Espace téléchargement

Angular Sensitivity (arcsec):
1

Caractéristiques du produit

Type:
Teledyne FLIR BFS-U3-16SM

Objectifs Compatibles:
4X 10X, and 20X Nikon Objectives


http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/optics/602/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/schott/1311/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/fiber-optics/623/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/ibs-ion-beam-sputtering-coated-optics/1280/
http://www.edmundoptics.fr/c/diffractive-optical-elements-doe/1348/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-optics/790/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-optics/754/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-beam-shaping/1220/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-beamsplitters/762/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-microscopy/1221/
http://www.edmundoptics.fr/c/crystals-isolators/1214/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-polarization/760/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-prisms/761/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-laser-optics/819/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/optomechanics/604/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/new-optomechanics/789/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/microscopy/625/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/techspecr-120i-plan-apo-infinity-corrected-objectives/1494/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/zeiss/1359/
http://www.edmundoptics.fr/c/automated-upright-microscopes/1493/
http://www.edmundoptics.fr/c/infinity-corrected-objectives/629/
http://www.edmundoptics.fr/c/finite-conjugate-objectives/708/
http://www.edmundoptics.fr/c/reflective-objectives/709/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/microscope-systems/628/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/modular-zoom-lenses/1007/
http://www.edmundoptics.fr/c/microscopy-targets/1209/
http://www.edmundoptics.fr/c/reticles-stage-micrometers/707/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/eyepieces/704/
http://www.edmundoptics.fr/c/relay-lenses-couplers/705/
http://www.edmundoptics.fr/c/pocket-direct-microscopes/706/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/new-microscopy/791/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/lasers/606/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/optical-amplifiers/1558/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-mechanics/983/
http://www.edmundoptics.fr/c/laser-accessories/1276/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/new-lasers/792/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/imaging-lenses/1000/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/telecentric-lenses/1003/
http://www.edmundoptics.fr/c/m12-smount-lenses/1005/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/liquid-lenses/1351/
http://www.edmundoptics.fr/c/ruggedized-lenses/1349/
http://www.edmundoptics.fr/c/cinema-production-and-advanced-photography/1459/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/cameras/1012/
http://www.edmundoptics.fr/c/usb-cameras/1013/
http://www.edmundoptics.fr/c/gigabit-ethernet-cameras/1016/
http://www.edmundoptics.fr/c/scientific-cameras/1553/
http://www.edmundoptics.fr/c/flir/1402/
http://www.edmundoptics.fr/c/teledyne-dalsa/1401/
http://www.edmundoptics.fr/c/teledyne-lumenera/1405/
http://www.edmundoptics.fr/c/teledyne-photometrics-cameras/1565/
http://www.edmundoptics.fr/c/allied-vision/1399/
http://www.edmundoptics.fr/c/basler/1400/
http://www.edmundoptics.fr/c/ids-imaging/1403/
http://www.edmundoptics.fr/c/lucid-vision-labs/1404/
http://www.edmundoptics.fr/c/pixellinkr/1406/
http://www.edmundoptics.fr/c/jai-cameras/1489/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/thermal-cameras/1551/
http://www.edmundoptics.fr/c/nir-cameras/1407/
http://www.edmundoptics.fr/c/camera-accessories/1020/
http://www.edmundoptics.fr/c/analog-cameras/1017/
http://www.edmundoptics.fr/c/firewire-cameras/1014/
http://www.edmundoptics.fr/c/imaging-systems/1023/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-cameras/1025/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/lights-and-illumination/605/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/spectroscopy-lighting/1436/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/other-light-sources/1437/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/new-illumination/793/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/test-targets/1099/
http://www.edmundoptics.fr/c/resolution-test-targets/1100/
http://www.edmundoptics.fr/c/distortion-test-targets/1101/
http://www.edmundoptics.fr/c/image-analysis-stage-micrometers/1102/
http://www.edmundoptics.fr/c/color-gray-level-test-targets/1103/
http://www.edmundoptics.fr/c/usaf-targets/1390/
http://www.edmundoptics.fr/c/ronchi-rulings/1391/
http://www.edmundoptics.fr/c/reticles/1392/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/testing-detection/1104/
http://www.edmundoptics.fr/c/optical-metrology/1427/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/detectors/1105/
http://www.edmundoptics.fr/c/amplifiers/1106/
http://www.edmundoptics.fr/c/light-meters/1107/
http://www.edmundoptics.fr/c/spectroscopy/1108/
http://www.edmundoptics.fr/c/scratch-dig-roughness-standards/1109/
http://www.edmundoptics.fr/c/measurement-tools/1110/
http://www.edmundoptics.fr/c/active-optical-components/1111/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-testing-detection/1112/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/lab-production/626/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/general-tools/641/
http://www.edmundoptics.fr/c/adhesives/644/
http://www.edmundoptics.fr/c/acktar-blackened-products/1277/
http://www.edmundoptics.fr/c/blackout-material/973/
http://www.edmundoptics.fr/c/uv-curing-equipment/1302/
http://www.edmundoptics.fr/c/storage/974/
http://www.edmundoptics.fr/c/lab-kits/1199/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/magnets/691/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/shop-by-application/1520/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/thermal-cameras/1551/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/popular-brands/1366/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/acktarr/1379/
http://www.edmundoptics.fr/c/adloptica/1380/
http://www.edmundoptics.fr/c/advanced-illumination/1381/
http://www.edmundoptics.fr/c/allied-vision/1382/
http://www.edmundoptics.fr/c/basler/1542/
http://www.edmundoptics.fr/c/ccs/1500/
http://www.edmundoptics.fr/c/coherent/1384/
http://www.edmundoptics.fr/c/dolan-jenner/1385/
http://www.edmundoptics.fr/c/everix/1458/
http://www.edmundoptics.fr/c/hoya/1387/
http://www.edmundoptics.fr/c/ids-imaging-development-systems/1378/
http://www.edmundoptics.fr/c/infinity-photo-optical-company/1377/
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/jenoptik/1513/
http://www.edmundoptics.fr/c/lightpath-optical-components/1352/
http://www.edmundoptics.fr/c/lucid-vision-labst/1376/
http://www.edmundoptics.fr/c/mitutoyo/1374/
http://www.edmundoptics.fr/c/nikon/1389/
http://www.edmundoptics.fr/c/norland/1457/
http://www.edmundoptics.fr/c/ocean-optics/1550/
http://www.edmundoptics.fr/c/olympus/1373/
http://www.edmundoptics.fr/c/optotune/1367/
http://www.edmundoptics.fr/c/richardson-gratingstrade/1372/
http://www.edmundoptics.fr/c/scannermax/1512/
http://www.edmundoptics.fr/c/schott/1311/
http://www.edmundoptics.fr/c/tmc/1566/
http://www.edmundoptics.fr/c/ultrafast-innovations/1409/
http://www.edmundoptics.fr/c/zaber/1485/
http://www.edmundoptics.fr/c/zeiss/1370/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/new-products/788/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-optics/790/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-laser-optics/819/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-optomechanics/789/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-lasers/792/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-microscopy/791/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-imaging-lenses/1024/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-cameras/1025/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-illumination/793/
http://www.edmundoptics.fr/c/new-testing-detection/1112/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-products/787/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-laser-optics/1433/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-optics/836/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-optomechanics/835/
http://www.edmundoptics.fr/c/lasers/838/
http://www.edmundoptics.fr/c/microscopy/837/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-imaging-lenses/1048/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-cameras/1049/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-illumination/839/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-test-targets/1126/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-testing-detection/1125/
http://www.edmundoptics.fr/c/clearance-lab-production/933/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-products/786/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-optics/882/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-optomechanics/881/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-lasers/884/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-microscopy/883/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-imaging-lenses/1072/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-cameras/1073/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-illumination/885/
http://www.edmundoptics.fr/c/recertified-lab-production/939/
http://www.edmundoptics.fr/capabilities
http://www.edmundoptics.fr/knowledge-center/
http://www.edmundoptics.fr/events
http://www.edmundoptics.fr/company/
http://www.edmundoptics.fr/tools/quote
http://www.edmundoptics.fr/products/product-selection-tools#custom
http://www.edmundoptics.fr/products/product-selection-tools
http://www.edmundoptics.fr/promotions/
http://www.edmundoptics.fr/my-account/login
http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
http://www.edmundoptics.fr/my-account/login
http://www.edmundoptics.fr/cart
http://www.edmundoptics.fr/f/point-source-microscope/40179/
http://www.edmundoptics.fr/#
http://www.edmundoptics.fr/#
http://www.edmundoptics.fr/#
javascript:;
javascript:;
http://www.edmundoptics.fr/tools/quote?addByStockNo=73-423
http://www.edmundoptics.fr/saved-list/?addStockNumber=73-423
http://www.edmundoptics.fr/saved-list/?addStockNumber=73-423
http://www.edmundoptics.fr/saved-list/?addStockNumber=73-423

Cameéra:
Teledyne FLIR BFS-U3-16SM

Remarque:
Integrated 635nm LED and 640nm laser diode for
lighting

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
189 x107 x31

Poids (g):
600

Lateral Sensitivity (um):
0.1 with 10X objective

Axial Sensitivity (um):
+2 with 10X objective

Gamme Angulaire (°):
+-1.4

Propriétés optiques

Distance de Travail (mm):
> 17 mm with 10x objective

Connectivité matérielle & interfagage

Connecteur:
UsB3

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
Visionner

Description produit

o Qutil dinspection de haute précision sans interférometre

o Mesure du rayon de courbure, contréle de l'orientation des lentilles

o Portable et alimenté par USB

e Permet un alignement optique précis

Le Microscope a Source Ponctuelle (Point Source, PSM) est un outil avancé congu pour faciliter I'alignement rapide et précis du systeme optique. Grace a l'imagerie confocale en champ clair et a la microscopie autostigmatique, ce
microscope garantit que chaque composant est parfaitement centré et focalisé conformément aux spécifications de conception. Il réduit considérablement les colits des systémes en permettant des tolérances mécaniques plus
souples sur les optiques et les montures, ce qui le rend idéal pour les optiques simples et de systémes complexes tels que les spectrométres et les miroirs asphériques. Le Mcroscope a Source Ponctuelle est entiérement
alimenté par USB, il offre une portabilité et une facilité d'utilisation inégalées, prét a fonctionner immédiatement avec I'ordinateur portable et le logiciel inclus. Sa grande sensibilité et sa capacité a \érifier les performances optiques
en font un outil idéal pour le contrle de la qualité et les environnements de production.

Informations techniques

PSMAlign™ software is designed to measure the distance of a reflected or fransmitted focused pointimage relative to the PSMoptical axs. It also provides detailed image size and shape through a 16-bit intensity file, which can be
downloaded in CSV or PNG format. Additionally, when the microscope objective is removed, the PSMfunctions as an autocollimator to measure angles by converting um shown in the software to arc seconds.

Key Features:

o Two windows for tracking image location: one displays the camera view in pixels, the other in ym, depending on magnification.

o Adjustable zoom via mouse scroll, with an orange boxindicating the object space location in the camera window.

o Magenta cross marks the optical axis of the PSM and coordinates show the image centroid relative to the cross.

o Automatic exposure control, adjustable shutter speed, and gain settings to prevent pixel saturation.

o Intensity control for two light sources within the PSMusing sliders.

o The Bright laser enhances visibility under most lighting conditions, aiding alignment.

Open source and Python-based, the software allows users to madify it for specific needs. Aforthcoming update will include data logging with a customizable time base.
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